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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-2: Exigences particuliéres — Configurations d’essai,
conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction
des matériels portatifs d’essai, de mesure et de surveillance
utilisés dans des systémes de distribution basse tension

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organi
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Co
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes |g

du possible, un accord international sur les syj
intéressés sont représentés dans chaque comi

comme telles par les Comité

nationales et régionales
nationales ou réyg

La CEl n’a prévu
responsabilité pour

arquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
conformes a une de ses Publications.

Tous les utilisates d s sont en possession de la derniére édition de cette publication

Aucune regponsabilité i e imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataijres s Ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nation out préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
domm ge de qielqye~nature\que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

L'attention est attiréeSur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61326-2-2 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects
systémes, du comité d’études 65 de la CEl: Mesure et commande dans les processus
industriels.

La série CElI 61326 annule et remplace la CEl 61326:2002 et constitue une révision
technique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-2: Particular requirements — Test configurations, operational
conditions and performance criteria for portable test, measuring and
monitoring equipment used in low-voltage distribution systems

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizati
all national electrotechnical committees (IEC National Committees).

this end and in addition to other activities, IEC publishes Internationa
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical comn 2 C Na 3
in the subject dealt with may participate in this preparajéry work. i governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also part||pat y thi ion? IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardizatio Y ith conditions determined by
agreement between the two organizations.

between any IEC ati
the latter.
IEC provides no MaykKi

equipment declaredhie

te its approval and cannot be rendered responsible for any
IEC Publication.

All users should &nsuke e/latest edition of this publication
No liability sha directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of\jts techn g and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage of \@any wat dtsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expernees an & publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

indispensable for th drrect application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61326-2-2 has been prepared by subcommittee 65A: System
aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

The IEC 61326 series cancels and replaces IEC 61326:2002 and constitutes a technical
revision.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65A/457/FDIS 65A/465/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61326 est constituée des parties suivantes, sous le titre général Matériel électrique de

mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives a la CEM,

Partie1: Exigences générales (les Annexes A et B de la CEI 13 G wtégrées
dans le texte de la CEIl 61326-1)

Partie 2-1: Exigences particuliéres — Configurations d’essé aditi pnnelles et

critéres de performance pour essai de sengibilité et équi ent’de mesures
pour les application non protégées d (Ankexe D de la
CEI 61326:2002)

Partie 2-2: Exigences particuliéres — Configurations d*gssaki, conditions de fonctionnement
et critéres d’aptitude a la fonction dg : tatifS d’essai, de mesure et
de surveillance utilisé distribution basse tension

Partie 2- 3: Exigences particulieres — Qonfigura saf, conditions de fonctionnement
transducteurs avec conditionnement

Partie 2-4: i i S i d’essai, conditions de fonctionnement

pour les équipements de localisation de
sc la CEl 61557-9 (nouveau)’

Partie 2-5:
fonction pour les dispositifs en exploitation avec des
accord yavec le profil 3/2 de la Famille 3 de profils de

Partie 2-6: ) arti — Matériel médical de diagnostic in vitro (IVD)

Partie 3-T ig8 ‘immunité pour les matériels effectuant ou prévus pour exécuter

incorporé dans la CEl 61326-3-1)1

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

Le contenu du corrigendum de novembre 2007 a été pris en considération dans cet
exemplaire.

1T A publier.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/457/FDIS 65A/465/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61326-2-2 consists of the following parts, under the general title Ele
measurement, control and laboratory use — EMC requirements

al_equipment for

Part 1: General requirements — (Annexes A and B of IEC 61 N a grated in
the main body of IEC 61326-1)

Part 2-1: Sensitive test and measurement equipment for ¢ \Pro applications
(Annex D of IEC 61326:2002)

Part 2-2: Portable test, measuring and monitoring
distribution systems (Annex E of IEC 61

Part 2-3: Transducers with integrated or remote| sigha iti (includes Annex F of
Part 2-4: Insulation monitoring d

Part 2-5: Test configurations, opefational cenditions and performance criteria for field
devices with interfaces acco

r%to communication profile Family 3 Profile 3/2
Part 2-6: i i

Part 3-1: ipment performing or intended to perform safety

¢« withdrawn;
* replaced by a re
¢ amended.

ed edition, or

The contents of the corrigendum of November 2007 have been included in this copy.

1 To be published.
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-2: Exigences particuliéres — Configurations d’essai,
conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction
des matériels portatifs d’essai, de mesure et de surveillance
utilisés dans des systémes de distribution basse tension

1 Domaine d’application

— utilisés dans des systémes basse tension
protection et

— alimentés par batterie et/ou par le circuit mesuré/ et
— portatifs

Exemples de matériels (non exhaqstifs):
d’isolation, testeurs de continuité de
courant résiduel de dispositifs (testeu
définis dans la CEl 61557.

NOTE Les exigences partic
données dans la CEIli 61326-4.

Le fabricant spécifie I'e
du niveau d’ess [

s datées, seule I'édition citée sappllque Pour les références
jtion du document de référence s'applique (y compris les éventuels

CEI 60050-161:1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 61000-4-6, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai et de
mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques

CEIl 61326-1:2005, Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire —
Prescriptions relatives a la CEM — Partie 1: Exigences générales

CEIl 61557 (toutes les parties), Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse
tension de 1000 V c.a. et 1500 V c.c. — Dispositifs de contréle, de mesure ou de surveillance
de mesures de protection
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